軟性薄膜基板應力檢測之研究
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本研究以投影光柵干涉儀為硬體架構，並以MATLAB為軟體開發平台，自行研發光學薄膜應力分析程式，據以整合成一套新型薄膜應力
檢測系統。
此系統特色在於快速擷取單張干涉圖，軟性基板表面曲率變化是採取
二維快速傅立葉轉換法(FFT)及相位展開(Phase unwrapping)演算法進行三維表面輪廓重建，再結合數值方法快速擬合表面曲率半徑。
依此方法，分別於鍍膜前、後測量軟性基板曲率變化，再配合修正的Stoney公式，即可測得軟性基板薄膜殘留應力。
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